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KARTA PRZEDMIOTU - 1DI1116

Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna

Nazwa w drugim jezyku: Mathematical Analysis

Nazwa skrocona: ANMAT

Numer katalogowy: 1DI1116

Przypisany do kierunku: Informatyka Stosowana

Odpowiedzialny za przedmiot: dr inz. Malgorzata Buba-Brzozowa

Strona WWW przedmiotu:

Jezyk wyktadowy: Polski Poziom przedmiotu: Podstawowy Wymiar godzin:

Liczba punktow ECTS:  § Forma zaliczenia Egzamin W:30,C: 30
przedmiotu:

Realizowany w planach wzorcowych:
- Informatyka Stosowana Semestr: 1 Etap: Model 2, inzynierskie I-go stopnia, stacjonarne, polski
- Informatyka Stosowana Semestr: 1 Etap: Model 2, inzynierskie [-go stopnia, stacjonarne, polski
- Informatyka Stosowana Semestr: 1 Etap: Model 2, inzynierskie I-go stopnia, stacjonarne, polski
- Informatyka Stosowana Semestr: 1 Etap: Model 2, inzynierskie I-go stopnia, stacjonarne, polski
- Informatyka Stosowana Semestr: 1 Etap: Model 2, inzynierskie [-go stopnia, stacjonarne, polski
- Informatyka Stosowana Semestr: 1 Etap: Model 2, inzynierskie I-go stopnia, stacjonarne, polski
- Informatyka Stosowana Semestr: 1 Etap: Model 2, inzynierskie I-go stopnia, stacjonarne, polski
- Informatyka Stosowana Semestr: 1 Etap: Model 2, inzynierskie [-go stopnia, stacjonarne, polski
- Informatyka Stosowana Semestr: 1 Etap: Model 2, inzynierskie I-go stopnia, stacjonarne, polski
- Informatyka Stosowana Semestr: 1 Etap: Model 2, inzynierskie I-go stopnia, stacjonarne, polski
- Informatyka Semestr: 1 Etap: Model 2, inzynierskie I-go stopnia, stacjonarne, polski

Obieralny dla katalogow:

Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentow z podstawowa wiedza z zakresu rachunku rézniczkowego i catkowego funkcji jednej zmiennej
rzeczywistej

Tresci ksztalcenia:
Ciagi liczbowe, granice ciagow i ich wlasnosci. Liczba e jako granica. Szeregi liczbowe, Warunek konieczny
zbieznisci szeregdw, kryteria zbiezn$ci. Szeregi funkcyjne, zbiezno$¢ szeregéw potggowych, promien i przedzial
zbieznos$ci. Funkcje cyklometryczne, funkcje hiperboliczne, funkcje odwrotne hiperboliczne. Pochodna funkcji jednej
zmiennej. Wlasnosci pochodnych. Interpretacja geometryczna pochodnej. Pochodna funkcji odwrotnej. Twierdzenie
Rolle'a i Lagrange'a. Zastosowania pochodnych do badania przebiegu zmiennosci funkcji. Wzér Taylora, wzor
Maclaurina, reguta del'Hospitala. Catka nieoznaczona, wzor na catkowanie przez czgsci i podstawienie. Catkowanie
funkcji wymiernych, trygonometrycznych i niewymiernych. Catka oznaczona i jej zastosowania. Twiedzenie
podstawowe rachunku catkowego. Catki niewtasciwe. Funkcje wielu zmiennych: ciaglosé, rézniczkowalnosé,
pochodne czastkowe, rézniczka zupetna. Ekstrema funkcji wielu zmiennych.

Bibliografia:
Zakowski W., Decewicz G., Matematyka. Cz¢$¢ 1. Warszawa, WNT.

Metody oceny:
Na ¢wiczeniach odbeda si¢ dwa 90-minutowe kolokwia punktowane w skali od 0 do 10 punktoéw kazde. Za aktywnos$¢
na ¢wiczeniach mozna uzyska¢ od 0 do 3 punktow. Lacznie za ¢wiczenia mozna uzyskac¢ od 0 do 23 punktow.
Z egzaminu zwolnieni sg studenci, ktorzy uzyskali z ¢wiczen co najmniej 21 punktéw (z ocena 5.0).
Do egzaminu moze przystapic¢ kazdy student, ktory uczgszczat na ¢wiczenia. Egzamin punktowany jest w skali od 0

do 20 punktow.
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Podczas kolokwiow dozwolone jest korzystanie z karty wzorow formatu A4. Na karcie wzoréw nie moga znajdowac

si¢ rozwiazane zadania.

Podczas egzamindéw zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek materialtdéw pomocniczych, w tym notatek, ksiazek i
materiatow w wersji elektroniczne;.

Kolokwia 90-minutowe odbywaja si¢ w 7 i 14 tygodniu zaj¢é w czasie ¢wiczen. Terminy te nie moga zostaé
przesunigte. Nie przewiduje si¢ kolokwiow poprawkowych.

Oceng koncowa z przedmiotu wystawia si¢ na podstawie sumy punktow z ¢wiczen i z egzaminu wedtug ponizszych
zasad:

a) 3.0 jezeli student uzyskat od 21 do 27.5 pkt.

b) 3.5 jezeli student uzyskat od 28 do 31.5 pkt.

¢) 4.0 jezeli student uzyskat od 32 do 35.5 pkt.

d) 4.5 jezeli student uzyskat od 36 do 39.5 pkt.

e) 5.0 jezeli student uzyskat powyzej 40 pkt. lub otrzymat co najmniej 21 pkt z ¢wiczen

Przedmioty, na ktérych bazuje dany przedmiot (prerekwizyty):

Efekty ksztalcenia:
Wiedza
Kod Efekt ksztalcenia dla kierunku Procent Efekt ksztalcenia dla przedmiotu Sposéb sprawdzania
ma podstawowa wiedzg z zakresu matematyki, zna podstawowe metody badania funkcji, jak
przydatna do formutowania i rozwiazywania réwniez catkowania. Zna podstawowe
E1_WO0la +++ (100%) twierdzenia i definicje z rachunku kolokwia, egzamin

zadan z zakresu studiow, dotyczaca rozniczkowego i catkowego.
analizy matematycznej

Ma podstawowa wiedzg z zakresu matematyki, zna podstawowe metody badania funkcji, jak

rowniez catkowania. Zna podstawowe

twierdzenia i definicje z rachunku

R1_WOla probleméw powiazanych z kierunkiem +++ (100%) rézniczkowego i catkowego. kolokwia, egzamin

przydatna do formutowania i rozwiazywania

studiow, dotyczaca

analizy matematycznej

UmiejetnoSci
Kod Efekt ksztalcenia dla kierunku Procent Efekt ksztalcenia dla przedmiotu Sposob sprawdzania
El U0S Potrafi planowa¢ wtasne uczenie si¢, ma -+ (66%) ;r;zlt( ;ﬁ?ﬁ?ﬁﬁiﬂ samoksztalcenia si¢ w Kolokwia, egzamin
- umiej¢tnosci samoksztalcenia. y matematycznej ’
potrafi planowa¢ wlasne uczenie sig, ma ma umieje¢tnosci samoksztatcenia sig w . .
R1_U05 ++(66%)  zakresie analizy matematycznej kolokwia, egzamin

umiej¢tnosci samoksztatcenia

Kompetencje spoteczne

Kod Efekt ksztalcenia dla kierunku Procent Efekt ksztalcenia dla przedmiotu Sposob sprawdzania
Potrafi odpowiednio i w sposob potrafi odpowiednio okresli¢ priorytety stuzace
E1 K04 odpowiedzialny okresli¢ priorytety stuzace ++ (66%) ;Zi‘il;?;ﬂ okreslonego przez siebie lub innych kontakt na zajgciach
realizacji postawionych zadan.
Potrafi odpowiednio i w sposob potrafi odpowiednio okresli¢ priorytety stuzace
R1_K04 odpowiedzialny okresli¢ priorytety stuzace ++ (66%) ;Zi‘il;?;ﬂ okreslonego przez siebie lub innych kontakt na zajgciach

realizacji postawionych zadan.

Punkty ECTS za zajgcia kontaktowe z nauczycielem: 3

Punkty ECTS za zajgcia praktyczne tacznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 3
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Uzasadnienie punktow ECTS:
Zajecia kontaktowe z nauczycielem:
Udzial w wyktadach 30 godz.
Udziatl w ¢wiczeniach 30 godz.
Udzial w konsultacjach i egzaminie 5 godz.
Zajecia bez kontaktu z nauczycielem:
Przygotowanie do wykltadéw 10 godz.
Przygotowanie do ¢wiczen (w tym 2 kolokwia) 30 godz.
Przygotowanie do egzaminu 20 godz

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 125
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